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SPECTROTEST je univerzalni,
vysoce vykonny analyzator
kovovych materialti pro pouziti
v kovozpracujicim, vyrobnim

a recyklaénim pramyslu.
Provoz na baterie umoznuje
provadét méreni v tézce
pristupnych mistech. Dale se
pouziva pro méreni malych
Casti, tenkych dratd, zakrFivenych
ploch nebo skrytych svarii.
MiiZe se pouzivat u obloukovych
peci v ocelarnach, k méreni
konecné kontroly kvality

ve vyrobnich provozech nebo
pro identifikaci a analyzu
sirokého spektra kovovych
materiald a jejich slitin

na Srotistich.

Pro vsechny tyto ukoly je
SPECTROTEST se svymi
inovovanymi technologiemi
idealni volbou.

SPECTROTEST

Jeho srdce je tvoreno plazmovym
generatorem, specialnimi optickymi
systémy, novym vysoce vykonnym
Ctecim systémem a ICAL logickym
systémem. VSechny tyto inovované
casti délaji SPECTROTEST
presnéjsim, jednodussim

a spolehlivéjsim.

Spolu s ostatnimi, vysoce kvalitnimi
komponenty je SPECTROTEST
nejvykonnéjsi spektrometr

ve své tridé.
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Snadna obsluha

Bezpecny zaklad, stejné tak jako
jednoducha manipulace, jsou dilezité
vlastnosti pro pfimé zachazeni

s pristrojem a pro provoz bez Unavy.

Z tohoto dlivodu byl i transportni vozik
navrzen jako samostatna jednotka spolu
s pristrojem. Ergonomicka konstrukce
dovoluje provoz ve svislé pozici, coz je
idedlni pracovni vySka pro uZivatele.
Pokud je to potfeba, mdZe byt

vozik jednoduse demontovan.

Nové vyvinutd méfici sonda je
obzvlasté lehka a snadna k pouzivani.
UZSim tvarem této sondy, ve srovnani

s predchozimi, je snadnéjsi dostupnost
zasunutych, hdfe pFistupnych vzorkd,
jako napf. svazany material nebo svary.

Vysledky méreni v sekundach

Pfi analyze je mérici sonda drzena

u vzorku a stlaci se tlacitko START.
Béhem nékolika sekund jsou k dispozici
vysledky. Standardni sonda se pouziva
jak pro tfidéni a identifikaci v rezimu
Oblouku, tak pro méfeni v rezimu Jiskra

v Ar - v€etné uhliku.

Pfechod z rezimu Oblouk do refimu
Jiskra a zpét je velice rychly a jednoduse
realizovatelny. Rovnéz vyména adaptéru
nebo elektrody se provede rychle a bez
jakychkoliv nastrojd.

"High-Tech" pro pFesnou analyzu
Novy SPECTRO plazmovy generator

je prvnim pIné digitalnim budicim
zdrojem pro jiskrové opticko-emisni
spektrometry. Energie plazmy je
definovana a drZena konstantni,

coZ ma za nasledek podstatné snizeni
negativnich vlivd tradi¢nich budicich
technologii a rovnéz se vyznamné
vylepsila pfesnost a reprodukovatelnost
pri snizeni doby méreni. Specialni optika
SPECTROTESTU pokryva cely relevantni
rozsah vinovych délek a vynika
obdivuhodnou presnosti, stabilitou

a robustnosti.
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To je dosazeno pomoci kompaktni
konstrukce, ktera byla specialné vyvinuta
pro mobilni provoz. Optické Casti, jako
jsou holograficka mfizka a CCD detektory,
jsou kompletné integrovany a chranény
pred prachem a otfesy.

Data jsou zpracovavana simultanné
pomoci nového, vysoce vykonného
Cteciho systému, ktery je 50x rychlejsi
nez predchozi systémy.

Toto prispiva ke zlepseni

analytickych moznosti

SPECTROTESTU.

Osvédceny systém ICAL (Inteli

Kalibracni Logika 0\ Vame—

stav méficiho nezavisle
é v ’

na externich ovlivnénich.

Toto eliminuje ztraty Casu béhem

rekalibrace a profilace spektrometr%
Pri ICAL rekalibraci je nutno zméfit

pouze jediny kontrolni vzorek.
y
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Analytické moZnosti

Pomoci patentovaného Cisticiho systému
(US Patent ¢. 7,227,636), je mozno
pristrojem SPECTROTEST stanovit

v rezimu Oblouku - bez argonu obsah
uhliku od 500 ppm. To umoZziuje
rychlou identifikaci nizkolegovanych
oceli pomoci obsahu uhliku na vzduchu.

Pro identifikaci materialu obsahem prvkd
jako napf. P, S, B nebo Sn je k dispozici

specialni sonda s integrovanou
UV optikou. Dokonce stanoveni obsahu
dusiku pro identifikaci Duplexnich oceli
je mozno timto mobilnim spektrometrem.
i ecialnim konektorlim nenf
ym problémem.

mohou byt na sondu pfipevnény
misto standardniho adaptéru.

Bateriovy provoz

Diky efektivnimu zdroji a nizké
spotifebé energie je mozno
SPECTROTEST provozovat jen
pomoci bateriového modulu, ktery
se vlozi do pfislusné schranky ve
voziku. Takto Ize provést nékolik set
méreni na jedno nabiti akumulatoru.
To dovoluje provadéni méreni

na nepristupnych mistech bez zdroje
el.energie.

SPECTROTEST

- kdekoliv

C, P, S, Sn, B) méfici sondy, které
je mozno pfipojit béhem kratkého
okamziku.

— nesrovnatelné presny emisni spektrometr pro urceni
rtiznych slitin kovi diky unikatnim budicim
a detekcnim "hi-tech" komponentiim

— Nejkratsi doba méreni: 3 sekundy v tridicim rezimu
a 5 sekund v analytickém rezimu

— Stanoveni obsahu uhliku v nizkolegovanych ocelich
v rezimu Oblouk na vzduchu

— Urceni obsahu dusiku u Duplexnich oceli

— Jednoduchy, pohodiny a bezpecny provoz

— Vysoka mobilita, okamzita pripravenost k méreni

— Flexibilni vyuziti pomoci komplexniho vybéru
analyzovanych prvkdi, ktery je snadno rozsifitelny




Komplexni a vSestranné
programové vybaveni
Mimoradné prizptsobivy "Software"
pfistroje - Spark Analyzer ME

(mobilni verze) nabizi jednoduse
pouzivatelné rozhrani ke spektrometru.
Navic pfi presné analyze chemického
slozeni také nabizi moZnost urceni
materialu a rychlého tfidéni velkého
mnozstvi vzork{ na zakladé porovnani

s referencnim vzorkem. Rozsahly

fidici systém na zakladé "Hardwarovych"
a "Softwarovych" diagnostickych funkci
zajistuje vzdy bezchybny provoz.
Zmény a rozsiteni analytickych
program{ je u SPECTROTESTU
snadné - dokonce je toto mozno
pozdéji provést pfimo u zakaznika.
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"Fingerprint" a Automaticky

hledac programu
Nova metoda "Fingerprint" je revolucni
analyza s obloukovym buzenim. Na
zacatku méreni se obloukové spektrum
porovna se spektrem referencnich,
vicebazovych vzorkd (moznost Fe,

Al, Cu, Ni, Co a Ti baze).

Pak méfeni pokracuje s méficimi
parametry, které byly optimalizované
pro SPECTROTESTEM vybrany
analyticky program. Koncentrace
neznamého vzorku jsou vypocteny
pomoci ulozenych kalibracnich dat.
Chyby zplsobené nespravnym
vyhodnocenim materialu operdtorem
jsou tak eliminovany a presnost
méreni tak vyznamné stoupla.

Modul pro analyzy s jiskrovym
buzenim - Automaticky hledac
programu (APF Plus) je podobné
Gcinny, uzivatelsky pfijemny jako
metoda Fingerprint s obloukovym
buzenim. Na zacatku analyzy je urcena
prislusna baze a pak méreni pokracuje
ve vybraném odpovidajicim programu.

Mobilni OES spektrometr

pro analyzu kovovych

materialli prfimo na misté
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SPECTROTEST: Technicka data

* Mobile Intel Celeron CPU ULV
* 1024 MB RAM
* Windows XP Professional
* Porty: sériovy, TCP/IP, VGA a 2 USB
* HDD 2.5", > 80 GB
* Integrovany 12.1" TFT monitor
* Pimy proudovy oblouk, max. proud 2.8 A * Prachotésna foliova klavesnice
* 12 kV zapaleni pfimého proudového s funkCnimi klavesami * Vyska pristroje: 640 mm
oblouku individualnimi vybiji * Trackball-IP65, externi USB-CD/DVD jednotka o Sitka: 425 mm
* Napéti oblouku 20-40 V * Hloubka: 250 mm
Jiskra v argonu * Vaha: 29 kg
* Kompletni digitalni plazmovy generator * 100-240 V, £10%, 50/60 Hz
s digitalni definici vyboje, digitalnim * 400 W béhem analyzy
generovanim a offline fizenim pulz{ * 100 W v Klidovém stavu (Stand by)
* HEPS ( vysokoenergetické predjiskreni ) * Nastaveni fontu pro monitor a tiskarnu * Jisténi: 16 A pomala pojistka
* Regresni program * Bateriovy mod*, nabijecka: 100-240 V,
e Spravce ulozenych dat vzork{i (Data Manager) +10%, 50/60 Hz
(Buzeni Oblouk/Jiskra v Ar) Analyza
* Odnimatelna jiskfici sonda s konektorem * Zobrazeni, vyhledani a ovéreni jakosti
* Adaptéry a elektrody se daji vyménit * Automaticky "Fingerprint" analyzy
bez jakychkoliv nastrojli * APF (Automaticky hledac programu)
* Tlacitka START a RESET na sondé * APF Plus
* Barevny indikator (Vyhovuje/Nevyhovuje) * Typova rekalibrace
* Délka sondy: 4 m ( volitelné: 8 m ) Tiidéni Vyhovuje/Nevyhovuje
* Asistent tfidéni *\olitelné
* Moznost identifikace jakosti vCetné o0 T
(Buzeni Jiskra v argonu) zobrazeni analyzy '
* Argonem proplachovana UV optika pro * Log reporty
stanoveni N, C, P, S, Sn, As, B a dalsich prvk{
* Rozsah vinovych délek: 174-196 nm

Ve

1vozi

* Upevnéni pro pristroj

* Drzak pro lahev s argonem

* Bezpecnostni brzdy

e Schranka pro pfislusenstvi

* Misto pro volitelny bateriovy modul

* CCD detektory s vysokym rozliSenim
* Rowlandova kroZnice 400 mm

* Rozsah vinovych délek: 185 - 670 nm
* Automaticka profilace

ktrometru

Oblouk

izeni spe
Transportn

e
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* ICAL (Inteligentni Kalibracni Logika)
* Tisk a ulozeni naméfenych dat a protokold,
zapis pro pozdéjsi zpracovani

Software
Data spektrometru

* Tiskarna
* Bateriovy modul

Prislusenstvi

Standardni sonda*

da*

&Fici son

* Electrody, Cistici kartacky
* ICAL vzorek, mérka pro nasteveni elektrody
* Kremenné sklicko, vzduchové filtry

Startovaci sada
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www.spectro.com



